Zalacznik nr Il do SIWZ - zmodyfikowany

Czes¢ 2 zamébwienia
Opis przedmiotu zaméwienia - zestaw do spektroskopii optycznej

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa do siedziby Zamawiajgcego 1 zestawu do
spektroskopii optycznej
Specyfikacja techniczna przedmiotu zamowienia:

Spektrometryczny system pomiarowy do badania materialdw silnie

rozpraszajacych, ktory sklada sie z nastepujacych elementow:

(1) sfera integracyjna o parametrach nie gorszych niz:

Srednica wewnetrzna co najmniej 5,3 cala,

liczba portéw: 4, w tym: 3 porty na ,rowniku”, 1 na ,biegunie potnocnym?”,

port wejsciowy: srednica — 2,5 cala,

port 90° Srednica — 1 cal,

port 180° srednica — 1 cal,

port na biegunie pétnocnym $rednica — 1 cal,

pokrycie wewnetrzne o wysokiej reflektancji Spectralon™ — reflektancja >95%
w zakresie 250 nm — 2500 nm oraz >99% w zakresie 400 nm — 1500 nm, lub
rownowazne,

podstawa montazowa,

adaptery SMA, zatyczki do wszystkich portow — 2 szt. adapterow, 2 szt.
zatyczek

(2) dwa kompaktowe spektrometry:

detektor CCD,

zakres widmowy 200 nm — 1025 nm,

rozdzielczos¢ widmowa nie gorsza niz 2,0 nm,

siatka dyfrakcyjna o co najmniej 500 rys/mm, dtugosc fali odbtysku — pomiedzy
250 nm a 300 nm,

zestaw szczelin wejsciowych, w tym szczelina 25 pym,

port komunikacyjny USB,

wejscie Swiattowodowe typu SMA,

mozliwos¢ wspotpracy ze sferami za pomocg adaptera Ilub kabla
Swiattowodowego SMA,

niezbedne zasilacze 230 V/50 Hz.

Wymagana gwarancja: co najmniej 12 miesiecy

Il. Zrodio $wiatta do spektroskopii optycznej, ktore sklada sie z nastepujacych

elementow:

(1) stabilizowana lampa wodorowo-halogenowa do oswietlania prébek w zakresie
UV-NIR:

zakres widmowy — co najmniej 215 nm — 2500 nm,

moc kazdej z zaréwek — co najmniej 20 W,

wymienna zaréwka z czasem zycia — co najmniej 1000 godzin,
adapter wyjsciowy — SMA,



niezbedne zasilacze 230 V/50 Hz.

(2) sfera integracyjna o parametrach nie gorszych niz:

Srednica wewnetrzna co najmniej 5,3 cala,

liczba portéw: 4, w tym: 3 porty na ,rowniku”, 1 na ,biegunie potnocnym?”,

port wejsciowy: srednica — 2,5 cala,

port 90 $rednica — 1 cal,

port 180 $rednica — 1 cal,

port na biegunie p6tnocnym $rednica — 1 cal,

pokrycie wewnetrzne o wysokiej reflektancji Spectralon™ — reflektancja >95%

w zakresie 250 nm — 2500 nm oraz >99% w zakresie 400 nm — 1500 nm, lub
rownowazne,

podstawa montazowa,
adaptery SMA, zatyczki do wszystkich portow. - 1 szt. adapteréw, 3 szt.

zatyczek

(3) akcesoria - trzy kable swiattowodowe SMA-SMA do podtgczania sie do sfer
(dtugosé 1,5m) , uchwyt do kuwet z 4 kolimatorami

Wymagana gwarancja: co najmniej 12 miesiecy

Oba zestawy (opisane powyzej w pkt | i pkt Il) powinny by¢ tak skonfigurowane,
aby istniata techniczna i efektywna mozliwos¢ potaczenia ich w jeden ukiad
pomiarowy do jednoczesne] spektroskopii absorpcyjnej i rozproszeniowej,
czyli zrodlo-dwie sfery-dwa spektrometry.

Zamawiajagcy wymaga, aby Wykonawca wystawit dwie odrebne faktury na

urzadzenie | — Spektrometryczny system pomiarowy do badania materiatow
silnie rozpraszajacych oraz urzadzenie Il — Zrédlo swiatlta do spektroskopii
optycznej




